(19) We"m‘gamsamon fiir gelstnges Elgentum Wi
Internationales, Buro . ;

(43) Internanonalw Veroffenthchungsdatmn

(10). Intematxonale Veroﬂ'enthchnngsnummer
29 Apnl 2004 (29.04. 2004)

WO 2004/036312 A2

(51) InternatmnalePatentklassnﬁkatlon" . G03F 7/00 . [DE/DE], Am Furstenberg 34 91375 Adelsdorf (DE).

- JUSCH.K[N .Larissa . [DB/DE] Roermonderstrasse
21) Intematmnales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003381 330, 52072 Aachen (DE) KRAGLER Karl [DE/DE}:
(22) Iutematlona]es AnmeMdedatum: . - ¢ T Falk.nersweg 20, 91058 Erlangen (DE). LEBERT, Rainer.

: . ’ .8 Oktober 2003 (08.10.2003) "{BE/BE]; Platzege] 21 B-4721 Kelmis’ (BE) NmISEN
(25_) Eihréicilﬁnéssprache 3 Dentsch C Manfred [DE/DE] Jakobstrasse 20, 52064 Aachen (DE)
(26) Veroffenthchungssprache. o S DPeutsch  (74) Anwalt MULLER Wolfram,. H., Maikowski & Ninne- -

(30) Aneab Prioritit: fnann, Postfach 15 09 20, 10671 Berlm (DE)
ngaben zur Prioritit: .

102476268 - 1L Oktober 2002 (11 10.2002) DE™ (31) Bestlmmungsstaaten (,m,,,,,,d). ®, us.
103 05573.8 10. Februar 7003 (10.02.2003) DE
(71) ‘Anmelder (ﬁ4ralle Besnmmung:slaaten miit Ausnahme von 34 Besnmmungsstaaten (reg wnal) M europaxsches Patent (AT,
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.- BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FL, FR, GB, GR,
HUIEITLUMCNLPTROSESISKTR) i
" Martin-Strasse 53, 81669 Miinchen (DE). AIXUV GMBH .
[DFJDE] Steinbachstrasse 15, 5”074 Aachen (DE) Veroffen tlicht: : ) o
(72) Erfinder; und - ’ " —  ohne internationalen Recherchenbencht und erneut zu ver-

(75) Erﬁnder/Anmelder (nurfur US) DOMKE Wolf Dleter e aﬁemlzchen nach Erhalt des Berichts.

[Fortsetzurtg auf der niichsten Seite ]

m—
N
: —
f——]
]
ooy
——

(54) Txtle' IRRADIATION DEVICE FOR TBST[NG OBJECT S COATED WITH LIGHT SENSITIVE PAINT

(54) Bezeichnung- VORRICHTUNG ZUR TESTBESTRAHLUNG VON MIT PHOTOEMPFINDLICHEN LACKEN .
= BESCHICHTETEN OBJEKTEN . . .
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( 57)/hs.t.:ae4-a’1’he invention concems an irradiation device for testing objects coated with Ii ght-sensitive paint, compnsmg a EUV
&= radiation source, an optical system for filtering the radiation of the EUV radiation source, a chamber for receiving the object, as well
= as systems forintersecting the trajectory of the rays on the object. The invention also concerns a method for operating such a device.
.The invention aims at obtammg as quickly as possible an illumination at least partly sininltaneous of several irradiation fiélds, with -
= different doses, by using an inexpensive laboratory radiation source without resorting to complex optical ‘'systems. Therefor, the
€\ invention provides a device coniprising a simplified and compact optical system, with closable diaphragm apertures located in front

O of the object to be irradiated and at least one control sensor placed on the trajectory of the rays and enabhng the rad:auon dose to be
- measured. .
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[ Fortsetzung, auf der niichsten Seite].
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. Zur Erklirung der Zwéibuchstﬁben-@odes undde}r’gridgrén__Ab-i I o Coen , .
kiirzungen wird auf die Erklirungen: ( "Guidance Notes on Co- S : _ . . : ’

- des and Abbreviations”) am Anfang jeder reguléiren Ausgabe der - C
PCT-Gazette verwiesen. ’ i

(57) Zixsammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Testbestrahlung von mit photoempfindlichen Lacken beschich-

teten Objekten mit einer EUV-Strahlungsquelle, einem optischen System zur Filterung der Strahlung der EUV-Strahlungsquelle,

einer Kammer zur Auffahme des Objektes. sowie Mitteln zum Unterbrechen des Strahlengangs auf das Objekt. AuBerdem betrifft

die Erfindung ein Betriebsverfahren fir eine derartige Vorrichtung. Um unter Verwendiing einer preiswerten Lab0r=Strah]ungsquelle‘ '
und ohne aufwindige optische Systeme eine zumindest teilweise gleichzeitige Belichtung mehrerer Bestrahlungsfelder mit unter-

schiedlicher Dosis in moglichst kurzer Zeit zn ermdglichen, wird eine Vorrichtung mit vereinfachtem und kompakten optischen

System, verschlieBbaren Blendendffnungen vor dem zu bestrahlenden Objekt sowie ‘mindestens einem im Strahlengang angeordne-

ten Monitor-Detektor fiir die Strahlungsdosismessung vorgeschlagen. '
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